Toz Orneklemesi ve Analizi i¢in Filtre Se¢imi Tablosu*

Toz Tiiri Analiz Metodu Gereken filtre Gereken baslik
Asbest lifleri Optik mikroskop Seliiloz ester Kilah tipi
Taramali elektron Nukleopor Kilah tipi
mikroskobu
insan yapimi mineral lifler | Optik mikroskop Seliiloz ester Kilah tipi

Gravimetrik Cam ylina IOM (veya benzeri)
Kristal Silis X- Isini difraksiyonu | PVC veya GUmus Siklon
Membran
infrared PVC veya PVC- Siklon
akrilonitril kopolimeri
Kusun, agir metaller, Atomik absorbsiyon | Seliiloz ester Siklon
bunlarin oksitleri veya spektrometre
tuzlan
Bilinmeyen mineral tozu X- Isini difraksiyonu | PVC veya glimus Siklon
membran
Kémdar Gravimetrik Sellloz ester Siklon
X- Isini difraksiyonu | PVC veya glimus Siklon
membran
Yag bugulari Floresan Seliiloz ester IOM veya benzeri
spektroskopi
Kaynak dumani Gravimetrik Seliiloz ester Siklon baslik veya

kaynakgl kiyafet
kullaniliyorsa bu

Atomik absorbsiyon | Seliiloz ester

spektrometre kiyafetin igine gore
tasarlanmis 6zel
baslk
Farmasiiitikler HPLC PTFE Siklon veya
IOM(benzeri)

*Sellloz ester membranlarin kullanildigi yerlerde gbzenek boyutunun 0,8 ile 1,2 um arasinda
olmasi gerektigine dikkat ediniz.
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